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摘要(译)

液晶显示器使用像素分割方法，通过该像素分割方法可以比常规可能地
减小缺陷的尺寸，以及用于液晶显示器的缺陷校正方法。液晶显示器具
有有源矩阵阵列基板，该有源矩阵阵列基板包括多条栅极线和多条源极
线，多条源极线排列在透明基板上以彼此交叉，多个像素电极排列成矩
阵，每个像素电极包括多个子像素电极的组件，分别连接到栅极线和源
极线的交叉部分附近的子像素电极的TFT，TFT由公共栅极线和公共源极
线，并且至少一个开口部分形成在位于交叉部分的下层中的下层侧线
中。
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